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元器件短路检测方法
杨纯智

昆明船舶设备研究试验中心 云南 昆明 650000

【摘 要】一旦电子元件出现问题，组装起来的电子设备就会短路，甚至可能在严重条件下受损。因此，必须

开发一种智能方法来检测短路的电子元件故障，它必须绕过潜伏期，从许多数据中删除现有故障的信息，以减少短

路对所有机械设备的影响。现有的几种检测电子元件故障的智能方法有一些小问题。
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前言

元器件是电子组件的主要组件之一，在一些小型机

械设备中占有重要地位。通常的电子元件包括电阻、电

容、电灯开关等，这些电子元件适合短路。由于部件短

路而导致电子设备故障的可能性为总故障频率的 60%。
通过感应电子设备的短路问题找到诊断故障的方法，制

定步骤反应定律，用计算机计算故障值来提高它们的实

际价值。

1.元器件短路故障

电阻类型的元素通常分为两类:固定电阻和可变电

阻。由于电阻型部件造成了一定的功率损失，电阻式发

射机的故障也更普遍。总的来说，电阻失效有两种情况:
致命的故障和参数漂移。电位计故障模式主要是参数漂

移、开路、短路、接触不良、大动态噪音、机械损伤等

等。潜力接触的不好的话很容易导致损伤,所以启动分析

主要原因由于接触压力减小弹簧张力也减少减弱,这会

导致接触偏离轨道,导电层、机械装配不当,引起过度负

荷弹簧形变以此类推。由于氧化、污染和其他情况，导

电层和接触轨道产生了一层膜，阻碍了导电。电阻合金

导电层、电阻线等，因为使用而引起严重磨损或燃烧。

对于接触不良的问题，特别是碳薄膜电位计，通常可以

将无水酒精滴入洗涤器中，从而消除故障。电位计故障

的原因只有两个方面局部过热和机械损伤。

2.元器件短路检测方法

（1）测试系统。作为电路测试系统的自动测试设

备通常包括计算机和软件系统、轮胎控制系统、图形记

忆、图形控制器、时间记录器、精密测量单元、可编程

电源、试验台等。在测试过程中为 DUT 提供适当的电压

和电流，并控制输出反应的结果，将其与事先确定的预

期反应进行比较，以获得对无效的判断。若电子元器件

中提取到的阈值更接近表明这一类短路故障不影响电

子元器件的使用，但是还需要进行功能性的检查测试是

使用美国公司生产的混合信号测试系统进行的，这是目

前最常用的测试系统之一，用于测试混合信号电路，可

以精确测试直流、交流和电路功能。测试是基于定律的

静态直流测试，它以电压或电流的形式测试电流参数。

常规的直流测试方法是在压力下测量气流，在压力下测

量压力，主要考虑测试的精度和效率。

（2）通过通过一个或多个测量设备通过的精密测

试系统测试单元来测试电压参数的准确性，以确定测量

设备是否有短路。如果管子的脚出了故障，不管是由于

开路还是短路，测量的实际电压直接映射到测试系统中。

电子元件检索电子元件故障信息的故障可分为两类:内
部和外部故障的故障,其中外部故障主要是重要的外部

设备电子元器件方面有缺陷,如绝缘闪光,焚烧电线和内

部故障等等,对待中央核心阵地,绕组绝缘油和 t d电子元

件,所以这故障条件可以分为分别是故障,由短路引起的

电子线路故障，绝缘体损坏引起的故障，随机放电引起

的故障，以及这项研究的核心是短路故障。在电子元件

中，可以大致划分为外部和内部线，其中外部线主要是

围绕圆柱和电线的线，内部线是由同一线圈的多相闭合

引起的线圈间的短路。这两起短路事故都可能导致由于

损坏而失去稳定的绝缘体功能，一旦绝缘体失效，电子

元件就变得非常危险，不适合再次使用。因此，需要通

过检索故障信息来尽快找到短路点。首先，选择输入向

量信息，并使用已知的绝缘油作为提取故障信息的特征

设备。当总电路中有缺陷电路的比例下降时，输入向量

就变成了标准化值，在收到输入信息后，必须预先选择

输出变量，现有的电子元件故障可分为以下有关故障的

信息低电子元件的加热导致故障短路、电子元件的高温

加热导致故障短路电子元件低功率结构集中放电电子

元件高能结构集中放电。

（3）开短路检测。如果计算机通过编码提取有关

故障的合理信息，它可以被重新编码为二进制形式，并

在阈值状态下重新编码;如果从电子元件中提取的信息

阈值接近 0，这表明该电子元件的短路故障十分严重;如
果电子元件中的提取阈值接近 1，这表明短路类型不会

影响电子元件的使用，但也需要功能检查。同样，如果
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电子元件中的信息为 0 或 1，这意味着设备不能再使用，

或者没有故障发生的地方。测试方法通常不在设备手册

中，但对大多数组件来说，测试方法是标准的。检测所

有输入和输出管脚拉先测量装置到地上 ,然后结合摞

DUT PMU 和通过管道保护二极管等等,驱动电流方向位

移:负内部二极管电流穿过地球,积极通过内部二极管电

流电源,编写两端电压电流测试人数防护二极管来找出

好事还是坏事二极管。在电流驱动中，暴露管足引起的

电压必须受到限制，以保护测量设备和适配器免受伤害。

视实际情况测试电压夹在测试程序通常设层面,当然连

接器管试验测试结果将嵌入二极管,连接电源在试用期

设定上限下限水平在电压和电压 1.5 v 试用计划显示,一
级在测试电压值情况下，该方法仅限于测试电池的输入、

输出和信号管，不能应用于电源管底部的测试。此外，

测试系统有几个相对独立的测试块，可以同时测试每只

脚，大大减少测试时间。随着集成技术和技术的发展，

高密度集成电路的功能定义已成为电子领域不可或缺

的设备。这些装置具有短距离、细氧化层、高整合的特

征，再加上越来越复杂的应用环境，使得这些部件对静

电越来越敏感，静电成为测试部件的主要原因之一。在

制造测试、运输和组装电子部件时，设备可能会受到静

电放电穿刺的危险，因此静电保护变得越来越重要。检

测静电屏蔽二极管。

3.结束语

本文使用混合信号测试系统，通过测试来快速检测

两个输入和非线性输出，是否有短路、离线缺陷，以实

现理想的目标。同时，测试还可以确定设备是否有静电

故障。
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